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		テーマシート

		社名・部門：江戸川工業 / 生産管理部 シャメイ ブモン エドガワ コウギョウ セイサン カンリ ブ										回答者名：岩谷　浩三 カイトウシャ メイ イワタニ コウゾウ

		IoT投資にかかる目的・テーマを選定します。 トウシ モクテキ センテイ

		#		目的 モクテキ		テーマ		課題認識 カダイ ニンシキ		仮説要因 カセツ ヨウイン		検証・対策方法 ケンショウ タイサク ホウホウ		領域指定 リョウイキ シテイ								期日 キジツ		優先順位 ユウセンジュンイ

														工場		生産ライン セイサン		設備 セツビ		工程 コウテイ

		1		品質改善		射出成形での品質の安定化 シャシュツ セイケイ ヒンシツ アンテイカ		射出成形で品質にばらつきがある		１成形機の加熱温度が高すぎる
２静電気の影響を受けやすい着色原料が成形機の壁についてしまう。　　　　　  ３成形機の振動にばらつきが有り、重い着色原料が先に吸い込まれる
 オンド タカ セイケイ キ		１成形機の温度
２成形機の振動
３成形機の静電気
４不良品の発生タイミング セイケイ キ オンド セイケイキ シンドウ セイケイキ セイデンキ フ リョウヒン ハッセイ		大阪工場 オオサカ コウジョウ		Aライン		射出成形 シャシュツ セイケイ		成形 セイケイ		8/30/18		0
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Control Chart for Test Data
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Scatter Plot for Test Data
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Control Chart for Test Data
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Histgram for Test Data
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Control Chart for Test Data

/ | \ /'\_r\,/ iy R




fl - sgithpk#z EmDhS—b

EROBEZ DS — MeZELZE 0




i - BHhpkHZ HEERIER
AREmFEE T




aeal inRzlitsel. SEDESHITICOVTIRET

LR—bTH4>>—h Bz —h

IoTEADAIR FREAR R EIE

FANDT —HE R AD

IR T —NICHRE T D




II

L Rk— MR

T LSRR




Nidee (50T

—All for dreams



- Simple
“?LE.\IAnalytics

N @

DT —IHUSDILH DB Io TR E

BIAS &iBHH IR I0TIEERGEZEMNS !




[)>70932z>J10T Y)1—-23>

: HEEF— 5D A
85k B I YV ERIE
LET

Tie 559 K /
Simple Analytics> AT A
B, 8-
@
T3%

AR EELR— b
[ )
ii—_

IR = HauwwH RS ‘
FEREER
Hulft IoT Edge Streaming

PAA &MANBEFTEIY—F7—4
Z2I71IICLET,




R —  HULFT
EdgeT\A ADSF7—FZzEiSI3YV1—-33D %Pgl
toY—5—5-PLCT—H%
J\Y1>, Raspberry Pi. 5—=MITIATI7AIMELET

T H—o= _
A TR

Edge Streaming

Simple Analytics> A7 A |\

-
\_ )

,(kh54h]




HULFT
N¥131> (Arduino) [CE&HEULREEY-HE67—HZHS

‘ Simple Analytics> AT A ‘

4

-
7
Y




g

HULFT
Y¥11> (Arduino) [SEHRULIZEIY—H57—5EEUS




R — HULET

TERIECEE L,



R — HULFT

CRiEHONESTENELE

_ Simple
"v‘_&.\‘lAnaIytics

Evolution is brought about by Consulting




	分析による課題発見のためのプロセスとテクノロジー��課題を発見するための分析工程と必要な技術を知る！ 
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	スライド番号 28
	スライド番号 29
	スライド番号 30
	スライド番号 31
	スライド番号 32
	スライド番号 33
	スライド番号 34
	スライド番号 35
	スライド番号 36
	スライド番号 37
	分析データ取得のための簡単なIoT構築方法��即スタ＆超カンタンなIoT構築方法を知る！�
	スライド番号 39
	Edgeデバイスからデータを取得するソリューションのご案内
	マイコン（Arduino）に接続したセンサーからデータを取得
	マイコン（Arduino）に接続したセンサーからデータを取得
	デモをご覧ください。
	ご清聴ありがとうございました

